
NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60664-1
1992

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

2000-02

Amendement 1

Coordination de l'isolement des matériels
dans les systèmes (réseaux) à basse tension –

Partie 1:
Principes, prescriptions et essais

Amendment 1

Insulation coordination for equipment
within low-voltage systems –

Part 1:
Principles, requirements and tests

 Commission Electrotechnique Internationale
 International Electrotechnical Commission

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

  IEC 2000  Droits de reproduction réservés     Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé  Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch  IEC web site  http://www.iec.ch

CODE PRIX
PRICE CODE F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
IEC 60664-1:1992/AMD1:2000

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/202e0eba-b159-4b48-a5fc-f2c52ac50371/iec-60664-1-1992-amd1-2000

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/202e0eba-b159-4b48-a5fc-f2c52ac50371/iec-60664-1-1992-amd1-2000


– 2 – 60664-1 amend. 1 © CEI:2000

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 28A: Coordination de l'isolement pour
le matériel à basse tension, du comité d'études 28 de la CEI: Coordination de l'isolement.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

28A/141/FDIS 28A/146/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cet amendement.

––––––––––––

Page 16

1.3.15
champ hétérogène

Remplacer le texte de la définition par ce qui suit:

champ électrique dont le gradient de tension entre électrodes n'est pas essentiellement
constant (champ non uniforme)

NOTE  La condition de champ hétérogène d'une configuration point par rapport à une électrode plane est le cas le
plus contraignant vis-à-vis de la tenue aux surtensions et est représenté par le cas A. Elle est représentée par une
électrode point ayant un rayon de 30 µm et une surface plane de 1 m × 1 m.

Page 18

Ajouter les nouvelles définitions suivantes:

1.3.20
claquage électrique
défaillance de l'isolation en cas de contrainte électrique lorsque la décharge court-circuite
complètement l'isolation, réduisant pratiquement à zéro la tension entre les électrodes

1.3.20.1
amorçage
claquage électrique dans un milieu liquide ou gazeux

1.3.20.2
contournement
claquage électrique à la surface d'une isolation solide dans un milieu liquide ou gazeux

1.3.20.3
perforation
claquage électrique à travers une isolation solide
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 28A: Insulation coordination for low-
voltage equipment, of IEC technical committee 28: Insulation coordination.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

28A/141/FDIS 28A/146/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

––––––––––––

Page 17

1.3.15
inhomogeneous field

Replace the text of the definition by the following:

electric field which does not have an essentially constant voltage gradient between electrodes
(non-uniform field)

NOTE  The inhomogeneous field condition of a point-plane electrode configuration is the worst case with regard to
voltage withstand capability and is referred to as case A. It is represented by a point electrode having a 30 µm
radius and a plane of 1 m × 1 m.

Page 19

Add the following new definitions:

1.3.20
electrical breakdown
failure of insulation under electric stress when the discharge completely bridges the
insulation, thus reducing the voltage between the electrodes almost to zero

1.3.20.1
sparkover
electrical breakdown in a gaseous or liquid medium

1.3.20.2
flashover
electrical breakdown along a surface of solid insulation located in a gaseous or liquid medium

1.3.20.3
puncture
electrical breakdown through solid insulation
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Page 22

2.1.2  Coordination d'isolement relative aux conditions d'environnement

Ajouter ce qui suit après la note:

Les paramètres d'environnement les plus importants sont les suivants:

– pour les distances d'isolement dans l'air:

• la pression de l'air,

• la température, si elle varie sur une grande plage;

– pour les lignes de fuite:

• la pollution,

• l'humidité relative,

• la condensation;

– pour l'isolation solide:

• la température,

• l'humidité relative.

Page 30

2.2.4  Détermination des surtensions temporaires

Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

2.2.4.1  Généralités

Les situations relatives aux surtensions temporaires les plus sévères dues aux perturbations
d'alimentation sont traitées dans la CEI 60364-4-442 qui considère la sécurité des personnes
et des biens dans un système basse tension dans le cas d’un défaut entre le système à haute
tension et la terre.

2.2.4.2  Tension de défaut

L’amplitude et la durée d’une tension de défaut ou de la tension de contact due à un défaut à la
terre dans un système à haute tension sont montrées à la figure 44A de la CEI 60364-4-442.

2.2.4.3  Contraintes dues à des surtensions temporaires

L’amplitude et la durée d’une surtension temporaire dans un équipement à basse tension due
à un défaut à la terre dans un système à haute tension sont données en 3.3.3.2.2.
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Page 23

2.1.2  Insulation coordination with regard to environmental conditions

Add the following after the note:

The most important environmental parameters are as follows:

– for clearances:

• air pressure,

• temperature, if it has a wide variation;

– for creepage distances:

• pollution,

• relative humidity,

• condensation;

– for solid insulation:

• temperature,

• relative humidity.

Page 31

2.2.4  Determination of temporary overvoltage

Replace the text of this subclause by the following:

2.2.4.1  General

Situations related to the most onerous temporary overvoltages due to faults in the supply
system are dealt with in IEC 60364-4-442, which takes into consideration the safety of
persons and equipment in a low-voltage system in the event of a fault between the high-
voltage system and earth.

2.2.4.2  Fault voltage

The magnitude and the duration of the fault voltage or the touch voltage due to an earth fault
in the high-voltage system are shown in figure 44A of IEC 60364-4-442.

2.2.4.3  Stress due to temporary overvoltages

The magnitude and duration of a temporary overvoltage in low-voltage equipment due to an
earth fault in the high-voltage system are given in 3.3.3.2.2.
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Page 34

2.7.1  Indice de résistance au cheminement (IRC)

Remplacer les paragraphes 2.7.1.1 à 2.7.1.5 par les nouveaux paragraphes suivants:

2.7.1.1  En ce qui concerne le cheminement, les matériaux isolants peuvent être
sommairement caractérisés selon les dommages subis de par la libération localisée d'énergie
résultant de scintillations lors de l'interruption d'un courant de fuite superficiel en raison du
séchage de la surface contaminée. En présence de scintillations, le matériau isolant peut
avoir les comportements suivants:

– aucune décomposition du matériau isolant;

– usure du matériau isolant par action des décharges électriques (électroérosion);

– formation progressive de chemins conducteurs se formant à la surface du matériau isolant
en raison des effets conjugués de la contrainte électrique et de la contamination
conductrice électrolytique en surface (cheminement).

NOTE  Le cheminement ou l'érosion apparaît lorsque

– un film liquide conduisant le courant de fuite superficiel se rompt, et que

– la tension appliquée est suffisante pour provoquer le claquage du petit intervalle formé lorsque le film se rompt,
et que

– le courant est supérieur à une valeur limite qui est nécessaire pour fournir localement une énergie suffisante
pour décomposer thermiquement le matériau isolant sous le film.

La détérioration s'accroît avec le temps d'écoulement du courant.

2.7.1.2  Une méthode de classification des matériaux isolants selon 2.7.1.1 n'existe pas. Le
comportement du matériau isolant sous l'action de divers agents de contamination et des
tensions est extrêmement complexe. Dans ces conditions, de nombreux matériaux peuvent
présenter deux ou même trois des caractéristiques indiquées. Une corrélation directe avec les
groupes de matériaux de 2.7.1.3 n'est pas utilisable. Cependant, il a été démontré à
l'expérience et par des essais que les matériaux isolants ayant une meilleure performance
relative ont approximativement le même classement relatif d'après l'indice de résistance de
cheminement (IRC). C'est pourquoi la présente norme utilise les valeurs d'IRC pour
caractériser les matériaux isolants.

2.7.1.3  Dans le cadre de la présente norme, les matériaux sont classés comme suit en
quatre groupes selon les valeurs de l'IRC. Ces valeurs sont déterminées en référence à la
solution A de la CEI 60112. Les groupes sont les suivants:

– groupe de matériau I: 600 ≤ IRC;

– groupe de matériau II: 400 ≤ IRC < 600;

– groupe de matériau IIIa: 175 ≤ IRC < 400;

– groupe de matériau IIIb: 100 ≤ IRC < 175.

L'indice de tenue au cheminement (ITC) est utilisé pour vérifier les caractéristiques de
cheminement des matériaux. Il est possible d'inclure un matériau dans l'un des quatre
groupes ci-dessus lorsque son ITC, établi selon les méthodes de la CEI 60112 et en utilisant
la solution A, est supérieur ou égal à la valeur inférieure spécifiée pour le groupe.

2.7.1.4  L'essai pour déterminer l'indice de résistance au cheminement (IRC) conformément
à la CEI 60112 est conçu de façon à comparer la performance des divers matériaux isolants
placés dans les conditions d'essai. Cet essai donne une comparaison qualitative et, dans le
cas où les matériaux isolants ont tendance à former des cheminements, cet essai peut
également donner une comparaison quantitative de l'indice de résistance au cheminement.
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